	СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1164
БУЛ. "ДЖЕЙМЗ  БАУЧЪР" 5

ТЕЛ.: +359 2 622 446

ФАКС: + 359 2 962 5276, ТЕЛЕКС: 23296 SUKO BG

	[image: image1.png]



	SOFIA UNIVERSITY
FACULTY OF PHYSICS
1164  SOFIA, BULGARIA
5  JAMES  BOURCHIER  ВLVD.

ТEL.: +359 2 622 446

FAX: +359 2 962 5276, TELEX: 23 296 SUKO BG 



Утвърдена с Протокол на ФС  N: …../ ……..




Декан:




/доц. д-р Д. Мърваков/

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Оптични покрития за оптоелектронни изделия
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: Физика, Инженерна физика

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: Магистър, програма ИНТЕГРАЛНА И ДИСКРЕТНА ОПТОЕЛЕКТРОНИКА 

КРЕДИТИ (ECTS): 2
КАТЕДРА: Физика на полупроводниците
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	III
	2
	30

	Семинарни упражнения



	
	-
	-

	Практически упражнения
	
	-
	-

	Общо часа:
	III
	2
	30

	Форма на контрол:
	TO
	
	


А. АНОТАЦИЯ

Курсът има за цел да запознае студентите с основни оптични характеристики на тънките слоеве за нужди на оптоелектронната промишленост,  методи за дизайн на покритията, основни изисквания към материали,  и методи за технологичен и качествен контрол.
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции 
	№
	Тема
	Брой часове

	1
	Основни понятия в оптиката на тънките слоеве
	2

	2
	Оптична и фазова  дебелина на слоя, показатели на пречупване и поглъщане, амплитудни  енергетични спектрални коефициенти
	3

	3
	Характеристична матрица на слоя
	3

	4
	Многослойна система. Характеристична матрица на тънкослойна система. Връзки между елементите на характеристичната матрица на система и амплитудните коефициенти
	5

	5
	Връзки между елементите на характеристичната матрица на система и амплитудните и фазовите характеристики
	3

	6
	Основни типове покрития и техните означения
	1

	7
	Основни приложения на различни видове покрития 
	2

	8
	Базисни конструкции на покритията и ограничения върху техните характеристики
	4

	8
	Експлоатационни изисквания
	1

	9
	Софтуерни продукти за конструиране на оптичните покрития
	4

	10
	Материали за покрития
	2

	
	Общо
	30


В. Формата на контрол е: Текуща оценка Студентите се изпитват писмено с избраните от тях въпроси от конспекта на лекциите. За уточняване на познанията на студентите (при желание от тяхната страна, с цел повишаване на оценката) преподавателят може да извърши и устно препитване на студента в присъствие на асистента. 
1. “Отличен” (5,5-6): Цялостно усвояване на материала и показаните възможности за прилагането му;

2. “Мн.добър” (4,5-5,5): Частични пропуски при усвояване на материала и малки затруднения при прилагането му;

3. “Добър” (3,5-4,5): Усвоена е по-голямата част от материала и са показани известни умения за прилагането му;

4. “Среден” (3,0-3,5): Посредствени познания на материала и значителни затруднения при прилагането му.

Г. Основна литература:
1. Грицков А. Оптика на тънките слоеве. – Изд. на СУ, 1992

2. Thelen A. Design of optical interference coatings. –McGrow Hill Book Co., 1989

3. Handbook of thin film technology (Ed. R.Bunshah). – Wiley&Sons, 1997
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